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or US-5942763-$ or 
or US-4926049-$ or 
US-5465145-$ or US-6071177-$ or 
US-5852497-$ or US-6315917-$ or 
US-6501189-$) .did. or (US-2003000107 6-$ or 
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US-5925937-$ 
US-4553844-$ 
US-5111056-$ 
US-6423977-$ 



US-4926049-$ 
US-5361137-$ 
US-5777729-$ 



(US-5889593-$ or US-6258611-$ or 
US-6259525-$ or US-6242816-$ or 
or US-4627734-$ or 
or US-4775235-$ or 
or US-5811792-$ or 
or US-6091075-$ or 
US-5942763-$ or US-5896192-$ or 
US-5721435-$ or US-4329012-$ or 
or US-4348592-$ or 
or US-4953982-$ or 
or US-4142107-$ or 
US-5076692-$ or US-6240218-$ or 
US-5543921-$ or US-54 65145-$ ). did . or 
(US-6071177-$ or US-5852497-$ or 
US-6313542-$ or US-6315917-$ or 
US-6501189-$ or US-4896034-$ ) . did . or 
(US-20030001076-$ or US-2002018637 4-$ or 
US-20030039388-$) .did. or { JP-042824 4 1-$ 
or JP-04016752-$) .did. or 
(US-6313542-$) .did. 
( (US-5889593-$ or US-6258611-$ or 
US-6259525-$ or US-6242816-$ or 
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